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Metody badań strukturalnych 
– wykład monograficzny
Wykształcony człowiek powinien posiadać umiejętność poruszania się w skomplikowanym wszechświecie współczesnych materiałów:

- polietylen wysoko i niskociśnieniowy, plexi, polipropylen

- stal, mosiądz, nitiol 
- tlenki aluminium, ceramiki i szkła

- krzem i inne materiały informatyki i fotoelektroniki
Jak je odróżnić, do czego zastosować, jak ulepszyć?

Na te pytania będziemy odpowiadać na wykładzie „MBS”.
Wykład jest adresowany szczególnie do studentów IV i V roku fizyki technicznej, automatyki i robotyki, fizyki, w tym specjalności nauczycielskiej 
Uwaga: wykład jest prowadzony raz na dwa lata.
Ramowy program:

1. Struktura elektronowa i typy wiązań. 
2. Klasy krystalograficzne i defekty sieci

3. Podstawowe wiadomości z materiałoznawstwa:

3. 1. Metale i stopy na przykładzie stali węglowych

3. 2. Materiały ceramiczne, polimery, szkła i inne materiały amorficzne

4. Wybrane metody badań struktury krystalograficznej – rentgenografia, mikroskopia elektronowa, neutronografia, dyfrakcja powolnych elektronów.

5. Wybrane metody analizy chemicznej – spektroskopia Augera, spektroskopia fotoelektronów, struktura subtelna widm rentgenowskich. 

6. Metody defektoskopii – anihilacja pozytonów.   
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